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PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM ENGENHARIA QUIMICA

PPGEQO043 - Tépicos Especiais em Engenharia Quimica: Técnicas de Caracterizacgédo
de Materiais.

1) Ligag¢des quimicas. 2) Fisica do estado sélido Cristalografia Ligag¢do Quimica
Estrutura cristalina dos sdélidos Difratometria de Raios X — Lei de Brag Metodos
analiticos espectometricos Espectro metria de emissdo Espectometria de Absorgédo
Atomica Espectrometria de por plasma Ionico (ICP) 3) Caracterizacdo de Matérias

metalicos - Metalografia de Materiais ferrosos ( liga Fe-C), (agos carbono e
ferros fundidos) - Metalografia dos Agos inoxidaveis. Ligas especiais - Ensaios
Ndo destrutivos: - Ultrasonografia - Poeira magnética - Liquido Penetrante -
Tratamento térmico e suas e mudanga de fases 4) Caracterizagdo dos Materiais
ceramicos Analise térmica - ATD (Analise térmica diferencial) - ATG (Analise
Termica Gravimetrica) Analise Granulometrica - Analise granulométrica por leiser
5) Microscopia - Microscopia Otica Convencional - Microscopia Eletronica de
Varredura.
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